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#1 : StackDistanceProbability
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# 2: Stack Distance Probability

Stack Distance(§)
p|1 2 3 4 5 6 7

0.10.25 0.20 0.14 0.11 0.094 0.095 0.11
0.3/0.32 0.19 0.14 0.10 0.081 0.078 0.091
0.5/0.43 0.18 0.12 0.0850.063 0.056 0.068
0.7(0.60 0.15 0.0880.0570.039 0.031 0.037
0.910.84 0.079 0.033 0.018 0.012 0.0081 0.0078
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